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CERTIFICADO

Certificamos que o(a) Sr(a). Miqueas Feliciano de Almeida, participou da Avaliagdo de 12 Trabalhos
expostos na MOSTRA DE INICIACAO CIENTIFICA - MIC, e 6 Trabalhos expostos na modalidade de
TRABALHOS INTERNOS E EXTERNOS AO IF BAIANO, ambos eventos ocorridos durante o Ill Congresso
de Ensino, Pesquisa e Extensédo do IF Baiano, promovido pelo Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e
Tecnologia Baiano, que ocorreu no periodo de 15 a 17 de outubro de 2024, no Campus Senhor do Bonfim,

com carga horaria de 25 hora(s).
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